
 
 
 

 
 
POLYTEC SEMİNERİ 
"İnterferometrik Ölçüm Sistemleri ile Yüzey Metrolojisi”  
 
 
19 Şubat 2019, Atılım Üniversitesi - Ankara 
 
Konuşmacı: Joe Armstrong 
                      Optik Ölçüm Sistemleri Uluslararası Satış Müdürü 
                      Polytec 

 

Taslak Program 

10:00 – 10:20 Temassız Topografi Ölçümlerinin Prensipleri ve Uygulamaları 

10:20 – 11:00 
 
İnterferometri Teorisi 
 

11:00 – 11:15 Kahve Arası 

11:15 – 12:00 
 
Temassız Topografi ölçümlerinin ve Karakterizasyonunun Faydaları 
 

12:00 – 12:30 İnteraktif Oturum Soru-Cevap 

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği 

13:30 – 14:00 Makro / Geniş Alan Ölçümleri 

14:00 – 14:30 Uygulamalı 3D Tarama Demoları 

14:30 – 14:45 Kahve Arası 

14:45 – 15:15 

 
Otomotiv ve Havacılık Alanındaki Uygulamalara Genel Bakış, Pompa Bileşenleri ve Yakıt 
Enjektör Parçası 
 

15:15 – 15:45 İnteraktif Oturum Soru-Cevap 

 
 
 
 

 

 


